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"Estoy inmensamente agradecido con el Profesor Mário Vedovello Filho por la honorable invitación para presentar el prefacio de esta

importante obra bibliográfica, aprovechando la oportunidad de otorgarle esta distinción a otra personalidad, entre tantas otras que

enaltecen la ortodoncia brasileña. El notable avance científico y tecnológico, ocurrido particularmente en las últimas dos décadas, provocó

un impacto extraordinario en todas las especialidades odontológicas. En este escenario, no es difícil imaginar que hubo una multiplicación

de conocimientos a una velocidad nunca antes vista. Los conocimientos básicos de Fisiología y de Patología bucal, tan importantes para la

comprensión del comportamiento biológico del sistema estomatognático y sus desórdenes, aliados a la avalancha de innovaciones

tecnológicas (materiales, equipos y alternativas técnicas), establecieron los ingredientes que permitieron maximizar la actuación clínica del

ortodoncista, en el diagnóstico, prevención, interceptación y tratamientos de las maloclusiones, con enormes beneficios para los

pacientes."
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